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前  言
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空间科学照明用LED筛选规范

1 范围

本标准规定了空间科学照明用LED(LightEmittingDiode)筛选项目和程序、筛选方法、参数测量

和合格判定。
本标准适用于空间科学照明用额定功率1W和1W 以上封装的单芯LED的筛选,其他功率级别

的LED也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T24824—2009 普通照明用LED模块测试方法

GJB128A—1997 半导体分立器件试验方法

GJB4027 军用电子元器件破坏性物理分析方法

3 总则

3.1 被筛选器件应按产品规范或技术协议的要求进行参数初测,合格的器件可参加筛选。筛选按规定

的项目和程序进行,完成每个项目之后,剔除不合格产品。

3.2 被筛选器件应逐个编号,并在每次测试时记录测试数据。筛选结束后,应编写筛选统计表,格式参

见附录A,器件的参数测试数据可作为筛选报告的附件。

3.3 测试如有异常,应记录异常的发生时间和器件编号。

3.4 当筛选剔除率超过20%时,应判批次不合格。当出现功能失效时,应按照GJB4027进行失效分

析,如属于材料或工艺因素的非偶然性失效也应判批次性不合格。

4 筛选项目和程序

筛选按表1规定的项目和程序进行,完成每个项目之后,剔除不合格产品。

表1 筛选项目和程序

序号 筛选项目 筛选方法

1 外观检查 见5.1

2 参数测量 见5.2

3 恒定加速度 见5.3

4 粒子碰撞噪声检测(PIND) 见5.4

5 密封性检查 见5.5
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